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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-30: Testing and measurement techniques —
Power quality measurement methods

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of |[EC Ns to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the elegtn ctrohic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards)\Technicak Spetifications,
Technical Reports, Publ|c|y Ava|lable SpeC|f|cat|ons (PAS) and GU|des 8 S “IEC

in the subject dealt with may participate in this preparatory work
governmental organlzatlons Ilalsmg with the IEC also part|C|pate in

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical mattg
consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

Publications is accurate, IEC cannot be h
misinterpretation by any end user.

4) ittees undertake to apply IEC Publications

and regional publications. Any divergence

regional publication shall be clearly indicated in

5) appgroval and cannot be rendered responsible for any
6)

7) mployees, servants or agents including individual experts and

€ National Committees for any personal injury, property damage or

ha gever, whether dlrect or indirect, or for costs (including legal fees) and

this IEC Publication or any other IEC

8) iopai tive references cited in this publication. Use of the referenced publications is

9) R to\thespoesSsibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. }sC shal\not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-30 has been prepared by subcommittee 77A: Low-
frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

This standard forms part 4-30 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in
accordance with IEC Guide 107.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2003. This edition
includes the following significant technical changes with respect to the previous edition.

— Adjustments, clarifications, and corrections to class A and class B measurement methods.
— A new category, class S, intended for survey instruments, has been added.

— A new Annex C gives guidance on instruments.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77A/660/FDIS 77A/666/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61000 series, under the general title Electromégnétic compatibility
(EMC), can be found on the IEC website.

* reconfirmed,
+ withdrawn,
* replaced by a revised edition, or

@@
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall un
committees)

of the product

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation gu'del@

Installation guidelines

Mitigation methods

Part 6: Generic@d
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-30: Testing and measurement techniques —
Power quality measurement methods

1 Scope

This part of IEC 61000-4 defines the methods for measurement and interpretation of results for

power quality parameters in 50/60 Hz a.c. power supply systems.

measurement methods for in situ measurements.

Measurement of parameters covered by this standard is li

ge phenomena that can
be conducted in a power system. The power quality paga i

ey this standard are

voltage interruptions, transient voltages, supply a oltage harmonics and
2 id waltage changes. Depending

measured.

NOTE 1 Information about current parameters(may be foundi nd A.5.
At m od opriate performance requirements, but

the referenced doctvrent (including any amendments) applies.

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility

IEC 61000-2-2:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-2: Environment -
Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-
voltage power supply systems

IEC 61000-2-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-4: Environment — Compatibility
levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances

IEC 61000-3-8, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 8: Signalling on
low-voltage electrical installations — Emission levels, frequency bands and electromagnetic
disturbance levels
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IEC 61000-4-4:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measure-
ment techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-7:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-7: Testing and measure-
ment techniques — General guide on harmonics and interharmonics measurements and
instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto

Amendment 1 (2008)

IEC 61000-4-15, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 15: Flickermeter — Functional and design specifications

IEC 61180 (all parts), High-voltage test techniques for low voltage equipme
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-30: Techniques d’essai et de mesure —
Méthodes de mesure de la qualité de I’alimentation

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mopfdiale N\de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationa

La CEl n’a prévu au

de justice) e
toute autre F

L’attention & 5 ¢ fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
S opriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pagavoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61000-4-30 a été préparée par le sous-comité 77A: Phénoménes
basse fréquence, du comité d’étude 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la partie 4-30 de la CEl 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM conformément au guide 107 de la CEl.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2003. Cette édition
inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I’édition précédente :

Ajustements, clarifications et corrections sur les méthodes de mesures pour la classe A et
la classe B.

Une nouvelle catégorie, la classe S, destinée aux appareils de mesure pour des
campagnes statistiques, a été ajoutée.

Une nouvelle annexe C fournit des recommandations sur les appareils de mesure.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77A/660/FDIS 77A/666/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 61000, présentées sou
Compatibilité électromagnétique, peut étre consultée sur le site web de la/CEl.

le titre général

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

@@
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites
Limites d’émission

Limites d’immunité (dans la mesure ou elles ne t 5 la~fesponsabilité des

comités produits)
Partie 4: Techniques d’essai et de mes

Techniques de mesure
Techniques d’essai

Partie 5: Directives d’ins

Guide d’installation
Méthodes et dispos

Partie 6: Norme

Partie 9: Divers

de la partie,
61000-6-1).
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-30: Techniques d’essai et de mesure —
Méthodes de mesure de la qualité de I’alimentation

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61000-4 définit les méthodes de mesure des parameétres de
qualité de I'alimentation des réseaux a courant alternatif 50/60 Hz et la fagon Winterpréter les
résultats.

Les méthodes de mesure sont décrites pour chaque parameétre app des\terpnes qui
fournissent des résultats fiables et répétitifs indépendamme iRaphe 6n de la
méthode. La présente norme porte sur les méthodes de mesure desii 2 mesures in

situ.

La mesure des paramétres couverts par la présente norme_se\limite\aux phénoménes en

tension susceptibles de se propager sur un réseau d’éngrgie électriqué. Les paramétres de
qualité de I'alimentation pris en compte dans la press e sant la fréquence, 'amplitude
de la tension d’alimentation, s /creux et les surtensions
temporaires d’alimentation, les coupure les\tensions transitoires, le déséquilibre
de tension d’alimentation, les harmonigues\e niques de tension, les signaux
transmis sur la tension d’alimentatiory’et les rapides de tension. En fonction de
I'objet de la mesure, les mesures peuvent ane partie des phénomeénes de cette

NOTE 1 Des informations § a & R{ se fouvent dans les Articles A.3 et A.5.

La présente no ' dthodes de mesure et des exigences de performances
appropriées sans i

Les effets des transd sont placés entre le réseau et I'appareil de mesure
sont pris en vars nor_traités en détail dans la présente norme. Les précautions a
prendre pouk installe eils de mesure sur des circuits sous tension sont indiquées
danslap 3

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application de ce document.
Pour des références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées,
c’'est la derniére édition du document référencé (y compris tous les amendements) qui
s’applique.

CEI 60050(161), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 61000-2-2:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-2: Environnement —
Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites a basse fréquence et la
transmission des signaux sur les réseaux publics d'alimentation basse tension
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CEI 61000-2-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-4: Environnement -
Niveaux de compatibilité dans les installations industrielles pour les perturbations conduites a
basse fréquence

CEI 61000-3-8, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 8:
Transmission de signaux dans les installations électriques a basse tension — Niveaux
d’émission, bandes de fréquences et niveaux de perturbations électromagnétiques

CEI 61000-4-4:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d’essai
et de mesure — Essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEI 61000-4-7:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-7: Techniques d’essai
et de mesure — Guide général relatif aux mesures d’harmoniques et d’intérharmqoniques, ainsi
qu’a l'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d’alimentation/eNayx_appareils qui y
sont raccordés

Amendement 1 (2008)

CEI 61180 (toutes les parties), Techniques des ess3

@@
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